


1. Metode deterministe

2. Metode probabilistice

Metode deterministe

® metode structurale: generarea secventelor de test are loc Tn urma analizei structurii circuitului;
® metode analitice: generarea secventelor de test are loc in urma analizei functiei logice;
® metode structural-analitice: generarea secventelor de test are loc in urma analizei a

circuitului logic cat si a functiei logice.
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obabilistice se bazeaza pe generarea aleatorie sau pseudoales
netoda Monte-Karlo)
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* Este 0 metoda structurald bazata pe alegerea unei cai de propagare a defectului de la un punct de manifestare
spre iesirea primara a circuitului logic.

Etapele metodei:

1) Se asigura obtinerea pe conexiunea defecta a nivelului logic opus presupusei erori (conditia manifestdarii

defectului);
2) Se selecteazi in mod arbitrar o cale de la locul de manifestare a defectului la una din iesirile primare ale
circuitulu; -
3) Se activeazii calea selectatd, asigurand astfel conditia de observabilitate a defectului prin propa

univoca a lui pana la iesirea primara a circuitului (procedura consta in sensibilizarea portilor

calea selectata);

Se determind unul sau mai multe teste pentru detectarea defectului analizat,

e, astfel Tncat sa se produca semnalele dorite la iesirile diverselor po

izat multimea cailor de propagare 3




* Pentru a sensibiliza o poarta logica cu o intrare presupusa defecta (a), e necesar a atribui celorlalte
intrari asemenea valori, incat valoarea iesirii sa depinda doar de valoarea lui a.

a=0 a=0 a=1
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1. Conditia de manifestare a defectului G;=1 este G;=0. Pentru aceasta vom consider
2. Conditia de sensibilizare pentru poarta logicd G4 este x,=0, pentru poarta lc
poarta logicd Gg: x,=0.

i cdii (6, 7, 8) am obtinut urmatorul test:



® Defectului x,=1 pe calea (5, 8, 9)

Nr Intrari primare Conexiuni Iesire Comentariu
interne primara
X1 X2 X3 G5 Gﬁ G7 Gg Gg
| 0 x,=0
2 1 0 0 Sensib. Gs
3 0 0 0 Sensib. Gg
4 0 |0 [0 Sensib. G
5 0 |1 |0 Ge=1
6 0 1 x3=0
1 1 0 0O |1 |0 |0 [0 Testul obtinut




Metoda activarii unei cdi nu conduce intotdeauna pentru orice tip de circuit la
un test de diagnostic. De exemplu, dacd un circuit contine porti logice
redundante, acestea nu pot fi testate. °
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Conlflictul apare deoarece nodul Gg nu poate fi setat in 1.



f=3(3,7,16,17,24,25,26,27).
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Tabelul 1nitial al testelor
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Intrari primare

Conex. Interne
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Testele minimizate

Teste cu
Nr. testelor toate va- Defectele

inifiale lorile definite detectate

X1X2X3X4X5:10

1,5,10 1,1,0,1,0,1 x1=0, X2=0, x3=1

2,7,11 1,0,0,1,1,0 x1=0, x2=1, x4=0

3,6 0,1,0,1,1,0 x1=0, x4=0, X5=0

4,8,12,16 0,0,0, 1,1,1 xi=1, Xo=1, X4=0, X5=0

9 1,1,1,0,0,0 x3=0

13 1,0,0,0,0,1 x4=1

14 0,0,0,0,1,0 x4=1

16 0,0,0,1,0,0




